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CURSO
Métodos y técnicas de andlisis para la caracterizacion de materiales.

Instructores:

M. en C. Hugo Ruiz Silva.

M. en C. José Germdn Flores Lopez

2 sesiones de 7 horas c/u

Horario: 9:00 - 13:00 y 14:00-17:00 (considerando 1 hora para recesos y alimentos)

Nivel académico de participantes: Técnicos e ingenieria.

Curso Registrado ante la STPS

OBIJETIVO

Capacitar a personal involucrado en las bases tedricas y prdcticas de la caracterizacién de materiales, para
obtener informacién que permita la aplicacién correcta de diversas técnicas de andlisis y los aspectos mds
relevantes a considerar en este tema.

ALCANCE

El alcance de la presente propuesta incluye la capacitacion presencial en dos sesiones tedrico-prdcticas por un
total de 14 horas en los temas descritos en la presente, a nivel tedrico con prdcticas demostrativas realizadas por
los instructores y

TEMARIO
MODULO |

INTRODUCCION A LA CARACTERIZACION DE MATERIALES.

1. Conceptos generales de los materiales.

1.1 Generalidades

1.2 Materiales metdlicos.

1.3 Materiales cerdmicos.

1.4 Materiales polimeros.

1.5 Materiales compuestos.

1.6 Enlaces quimicos.

1.7 Estructuras Cristalinas.

1.8 Propiedades de los materiales.

2. Infroduccién a la caracterizacién de los materiales.

2.1. 5Qué es la caracterizacién de materiales?

2.2. Tipos de técnicas de caracterizacion.

2.3. Informacién que provén las técnicas de caracterizacién.

2.4. Evaluaciéon de un método de andlisis.

2.5. La seleccién de una técnica y un método de caracterizacion.

3. Aspectos a considerar en caracterizaciéon de materiales.

3.1. Limitaciones de las técnicas en caracterizaciéon de materiales.

3.2. Elementos y materiales.

3.3. Aspectos sobre forma y tamano de las piezas objeto de las muestras.

3.4. Técnicas adecuadas en el seccionamiento de muestras.

Prdactica de aspectos a considerar en la caracterizacidon de materiales y seccionamiento de muestras.
mobuLo i

TECNICAS MAS RELEVANTES PARA LA CARACTERIZACION DE MATERIALES.

5. Caracterizacion de los materiales por microscopia optica.

5.1. Aspectos generales

5.2. Atague quimico de muestras metalogrdficas.
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5.3. Examen Microscépico y andlisis de imdgenes.

5.4. Constituyentes metalogrdficos mds comunes en el acero.

6. Caracterizacion de los materiales por MEB.

6.1. Que es el MEB O SEM.

6.2. sPara qué se utiliza el SEM?

6.3. 3Qué tipo de senales utiliza el SEM?2

6.4. Preparacion de muestras.

6.5. Principio general del MEB.

6.6. Obtencion de imdgenes.

6.7. Andlisis cualitativo y semicuantitativo por EDS.

7. Caracterizacion de materiales por difraccién de rayos X.

7.1. 3Qué es difraccién de rayos X2

7.2. sPara qué se usa la difraccion de rayos X2

7.3. Caracteristicas y componentes principales del difractémetro de rayos X.

7.4. Fendmeno de la difraccién y la ley de Bragg.

7.5. Preparacién de muestras.

7.6. Cristalografia y aplicaciones de la difraccién de rayos X.

8. Determinacion de espesor de recubrimiento por corte transversal y método magnético.

8.1. Principios generales de los métodos.

8.2. Atencion de preparacion de muestras.

8.3. Normas aplicables para la determinacion de espesor.

8.4. Normas aplicables para método magnético.

8.5. Factores de influencia al resultado de la medicién: (Método magnético)

8.6. Informe de prueba (entregable) para método magnético.

9. Medicién de la adherencia de recubrimientos.

9.1. 5Qué es la adherencia y la adhesién?

9.2. Tipos de adhesién.

9.3. Pruebas de adhesién.

9.4. Cuchillas de trama cruzada.

9.5. Medidores de adherencia por arranque.

9.6. Medidores de adherencia por empuije.

9.7.Norma ASTM D3359 aplicable para la medicién de la adherencia por el método de la cinta.
MODULO Il

PRACTICAS SOBRE LAS TECNICAS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES. Parte 1.

Corte, montaje y preparacién de muestras metalogrdficas (con microscopia éptical).

Preparacién de muestras y obtencion de imégenes en el microscopio electrénico de barrido, microandilisis por EDS.
MODULO IV.

PRACTICAS SOBRE LAS TECNICAS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES. Parte 2.

Prdctica y utilizacion de equipos para la determinacion de espesor de recubrimiento por corte transversal y

método magnético.

Préctica de medicién de la adherencia de recubrimientos (Pull off y cinta).

INFORMES
TAET. Claudia Nava Talledos M. en C. Hugo Ruiz Silva
Educacion Continua Subdirector de Materiales
Tel: (442) 2116000 Ext.7816 (442) 2116000 ext. 6033

cnava@cideteg.mx hruiz@cideteq.mx
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